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Rentgensko Ramansko sipanje clasicni Na-1onske baterije
vVr

Ne-resonanc¢no neelasti¢no sipanje rentgenskih zarkov E e_ Litij-ionske baterije so trenutno najbolj uporabljena
- Meritve absorbcijskih robov lahkih elementov s trdo rentgensko svetlobo hv ~ 10 keV hv - E(XAS) tehnologija za shrambo elektri¢ne energije. Zaradi skrbi
- Primerno za analizo razseznih vzorcev v zraku / zapletenem okolju o trajnostnem razvoju in dostopnosti Li, je natrij (Na)

- Obcutljivo na kemijske spremembe v okolici tar¢nega atoma E +O— Is predstavljen kot alternativni anodni material.
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- Pr1 nizkem prenosu gibalne koli¢ine primerljiva preseku za XAS - = Trdi ogljiki so trenutno najboljSa alternativa grafitni
d°o 2, 5 : ] }/\k anodi, ki ni zdruZljiva z ve¢jimi Na ioni. Omogocajo
dQ2dw I ' ' ' ' vezavo Na 1onov na defekte, med plasti in v nanopore.
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. . . e . . e . oy e Tocen mehanizem sodiacije pa Se ni znan.
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V ogljikovem robu K sta dobro prepoznavna prehoda v n* in o* orbitalo. Razmerje med tema - V anodi ni  kovinskega Na.
dvema vrhovoma napove razmerje sp2 in sp3 vezanih C atomov v vzorcu z C . : :
S - Z DFT izrac¢uni smo pokazali, da je
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L L . o . s Vedji pribitek Na2CO3 v HC9oo0
Z visanjem temperature karbonizacije se koli¢ina sp?2 hibridiziranih C atomov v materialu poveca,
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Rentgenska Ramanska spektroskopija je ucinkovito orodje za karakterizacijo strukturnih sprememb e
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v ogljikovih anodah in hkrati za doloc¢anje prisotnih Na spojin med sodiacijo/desodiacijo. E‘ﬁﬁlﬁ




